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Método de Medicidn Diferencia de ""

Frecuenclas con Mezclador \‘
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Adquisicion de datos automatizado

VO AlAZ cos(h—4.) FUENTE: CENAM
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Frecuencias con Mezclador Dual \‘
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Al Oscilador de A

Patron de referencia Vi

Comparador
(contador de intervalos de tiempo,
contador de frecuencias,
etc.)

AV= V-V,

N E== FUENTE: CENAM

Adquisicion de datos automatizado
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